






































专利名称(译) 超声波测量装置，超声波图像装置和超声波测量方法

公开(公告)号 US20150018679A1 公开(公告)日 2015-01-15

申请号 US14/324529 申请日 2014-07-07

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ENDO KOGO

发明人 ENDO, KOGO

IPC分类号 A61B8/08 A61B5/00

CPC分类号 A61B8/485 A61B5/418 A61B8/4444 A61B8/4483 A61B8/5207 A61B8/0858 A61B8/4405 A61B8/4427 
A61B8/4494 A61B8/5223 B06B1/0629 G16H50/30

优先权 2013145225 2013-07-11 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：超声波换能器装置;测量压力的力传感器;发
射单元，执行发射超声波束的处理;接收单元，其执行用于接收从由测试
对象反射的超声波束获得的超声回波的处理;处理单元，基于来自接收单
元的接收信号和来自力传感器的检测信息进行分析处理，其中，处理单
元基于厚度信息和按压力信息获得测试对象的生物组织层的弹性信息，
厚度信息是基于来自接收单元的接收信号获取的生物组织层的厚度信
息，并且按压力信息是关于从力传感器施加到测试对象的按压力的按压
力信息。
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